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ZADOST O VYSVETLENI ZADAVACiIi DOKUMENTACE

Verejna zakazka: Dodavka zafizeni pro STA-FTIR analyzu odpadovych materiali

Zadavatel: Vysoka $kola bariska — Technicka univerzita Ostrava (VSB-TUO)
Predmét zakazky: Dodavka sestavy zafizeni pro STA-FTIR analyzu odpadovych materialt
Zadatel:

Datum: 30.6.2026

Véc: Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace dle § 98 ZZVZ — technicka

specifikace FTIR spektrometru, TGA-IR rozhrani a STA systému

I. Uvod a pravni zaklad

Nize uvedeny ucastnik zadavaciho fizeni si dovoluje ve smyslu § 98 odst. 1 zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen "ZZVZ"), pozadat zadavatele o
vysvétleni zadavaci dokumentace, a to v Casti technické specifikace prilohy &. 1 (dale jen
"Technicka specifikace") tykajici se FTIR spektrometru, TGA-IR rozhrani a STA systému.

Zadatel mé za to, Ze nize specifikované technické parametry:
* v nékterych pripadech nejsou technicky odtvodnény ve vztahu k deklarovanému ucelu
systému — STA-FTIR analyze odpadovych materiald,
* v nékterych pripadech jsou formulovany neupiné, coZ znemoznuje objektivni hodnoceni
nabidek.

Pro kazdy napadeny parametr Zadatel uvadi vécné technické odtivodnéni a navrhuje konkrétni
upravu znéni tak, aby vysledna specifikace byla vykonnostné orientovana, technologicky
neutraini a vécné odavodnitelna ve vztahu k aplikaci STA-FTIR analyzy odpadovych materialt.

Il. Konkrétni dotazy k technické specifikaci

Dotaz €. 1: Pomeér signalu k Sumu (S/N)

Parametr ZD | Znéni technické specifikace

Stavajici pozadavek: Pomeér signalu k Sumu (S/N) vice nez 55 000:1 (pro 1minutové méfeni,
peak-to-peak; pfi spektralnim rozliseni 4 cm™).

Dotaz Zadatele: Zadatel z4d4 o vysvétleni, jakym zptisobem a za jakych podminek ma byt
deklarovana hodnota S/N ovérena pri hodnoceni nabidek. Konkrétné: (a)
v jaké spektraini oblasti méa byt Sum méren, (b) jaka apodizacni funkce ma
byt pouzita, (c) za jakych podminek prostredi (profukovani/bez
profukovani dusikem). Bez téchto informaci nelze hodnoty ruznych
vyrobcii objektivné porovnat. Zadatel dale 24dé o odivodnéni, pro¢ byla
zvolena hodnota 55 000:1 p-t-p jako minimalni hranice, a nikoli nizsi
hodnota, ktera by byla pro deklarovanou aplikaci STA-FTIR plné
dostacujici.
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Navrhované znéni: Pomeér signalu k Sumu (S/N) minimalné 50 000:1 peak-to-peak, méfeno v
oblasti 2 100-2 000 cm™, apodizace Happ-Genzel, spektraini rozliseni
4 cm™, doba méfeni 1 minuta, bez profukovani dusikem.

Odavodnéni zadosti:
Stavajici znéni parametru S/N trpi dvéma vécnymi vadami:

1) Metodicka neuplnost:

ZD specifikuje metodu peak-to-peak, rozliseni 4 cm™ a dobu 1 minuta, avak neuvadi: (a)
spektralni oblast méfeni Sumu — vysledky v oblasti 2 100-2 000 cm™ se mohou od vysledk( v
oblasti 4 000-3 900 cm™ li$it o Fad; (b) apodizaéni funkci — volba Happ-Genzel, Blackman-Harris
nebo Norton-Beer zasadné ovliviuje vysledny Sum; (c) podminky prostfedi — pfitomnost vodni
pary a CO, v optické draze ma pfimy vliv na naméfeny Sum. Bez téchto parametrli nelze
hodnoty riznych vyrobcu objektivné srovnat a hodnoceni by bylo nepfezkoumatelné ve smyslu
§ 78 odst. 4 ZZVZ.

2) Relevance pro STA-FTIR analyzu odpadovych materialu:

Limitujicim faktorem detekce plynnych produktu tepelné degradace (CO,, CO, CH,, uhlovodiky)
v TGA-FTIR usporadani neni S/N spektrometru, ale prutok nosného plynu, objem kyvety a
teplotni profil pfenosové trasy. Hodnota S/N 50 000:1 peak-to-peak za vySe specifikovanych
podminek je pro tuto aplikaci plné dostacujici. ZvySeni na 55 000:1 nepfinasi prokazatelny
analyticky pFinos, av§ak bezduvodné omezuje okruh dodavateld.

Dotaz €. 2: Typ referencniho laseru

Parametr ZD | Znéni technické specifikace

Stavajici pozadavek: Diodovy referenéni laser (HeNe neni akceptovatelny).

Dotaz zadatele: Zadatel 24dé o vysvétleni vécného technického diivodu, proé je HeNe
laserovéa technologie vyslovné vyloucena, prestoZze relevantnim
vykonnostnim parametrem pro kvalitu FTIR méreni je vinoctova presnost
a reprodukovatelnost, nikoli fyzicka technologie referencniho laseru.

Navrhované znéni: Referencni laser zajistujici vlnoc'itovou presnost < 0,01 cm™ a vino&tovou
reprodukovatelnost < 0,001 cm™ pfi 2 000 cm™'; technologie laseru neni
omezena.

Odiivodnéni zadosti:

HeNe (helium-neonovy) laser je pramyslovym standardem v FTIR spektroskopii s vice nez 50
letou historii. PFistroje osazené HeNe laserem dosahuji vinoctové presnosti fadové lepsi, nez
ZD pozaduje (< 0,01 cm™), a to pfi vynikajici dlouhodobé stabilité ovéfené rozsahlou provozni
praxi.

Vécné relevantni vykonnostni parametr pro STA-FTIR analyzu je vino¢tova presnost a
reprodukovatelnost — zejména reprodukovatelnost je kliCova pro srovnani spekter plynnych
produktl rozkladu s knihovnimi spektry. Obé laserové technologie (HeNe i diodova) dosahuji pfi
spravném provedeni srovnatelnych hodnot téchto parametra.
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Navrhované vykonnostné orientované znéni =zajistuje stejnou analytickou kvalitu a je
technologicky neutralni.

Dotaz €. 3: Pocet detektorovych pozic v zakladnim spektrometru

Parametr ZD | Znéni technické specifikace

Stavajici pozadavek: Minimalné 5 pozic pro detektory v zakladnim spektrometru, nikoliv v
externich modulech; tyto detektory budou uZivatelsky prepinatelné v
software.

Dotaz zadatele: Zadatel z4dé o vysvétleni, jaky konkrétni analyticky ucel sleduje
pozZadavek na 5 internich detektorovych pozic v kontextu STA-FTIR
analyzy odpadovych materialt, kde se vzdy a vyhradné pouZiva jeden
detektor v plynové kyveté.

Navrhované znéni: Pristroj musi umozrovat softwarové fizené prepinani mezi dostupnymi
méficimi technikami bez nutnosti manualini vymény optickych komponent.
Pro STA-FTIR méfeni musi byt k dispozici DLaTGS detektor s KBr
okénkem.

Odivodnéni zadosti:

Pro STA-FTIR analyzu plynnych produktl tepelné degradace odpadovych materidld — coz je
primarni a deklarovany Ucel pofizovaného systému — se vzdy pouziva jeden detektor v plynové
kyveté nebo na jejim vystupu. Pocet dal$ich internich detektorovych pozic nema na vysledky
STA-FTIR méfeni zadny analyticky vliv.

Technicka specifikace ZD tento pozadavek analyticky neodlivodriuje. Bez jasného oduvodnéni
ve vztahu k aplikaci STA-FTIR analyzy odpadovych materialG jde o parametr, ktery bez vécné
priciny omezuje okruh potencialnich dodavatell, jejichZ pfistroje mohou funkci prepinani mezi
méficimi technikami zajiStovat architektonicky odliSnym, av8ak funkéné ekvivalentnim
zplGsobem.

Zadatel upozorfiuje, ¢ moderni FTIR spektrometry s jednou primarni detektorovou pozici
dopInénou integrovanym vedlejSim vzorkovym prostorem (auxiliary sample compartment) jako
soucasti zakladni konstrukce pristroje plnohodnotné pokryvaji veskeré analytické techniky
relevantni pro laboratof zadavatele: transmisni méfeni, ATR (tlumena totalni reflexe), méreni v
plynné fazi (TGA-FTIR) i specialni dopliikova méfeni. VSechny tyto techniky jsou prepinatelné
softwarové bez manualiniho zasahu do optické drahy. Vysledny analyticky rozsah je proto zcela
srovnatelny s pfistroji s vétSim poétem internich detektorovych pozic.

Funkéné relevantni pozadavek pro laboratof zadavatele je schopnost prepinat mezi rdznymi
meéficimi technikami v softwaru bez manualniho zasahu — nikoliv konkrétni pocet fyzickych pozic
uvnitf spektrometru.

Dotaz ¢. 4: Maximalni teplota vyhrivani prenosové trasy a kyvety

Parametr ZD | Znéni technické specifikace

Stavajici pozadavek: Vyhfivani plynové kyvety a trasy mezi FTIR a TGA/DSC musi byt
regulovatelné alespori do 350 °C.
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Dotaz zadatele: Zadatel z4da o vysvétleni vécného technického divodu pro stanoveni
minimalni teploty 350 °C a o sdéleni, pro které konkrétni analyty (resp.
skupiny analytl) pri STA-FTIR analyze odpadovych materialt je teplota
300 °C nedostacujici.

Navrhované znéni: Vyhrivani plynové kyvety a prenosové trasy musi byt regulovatelné
minimalné do 300 °C a musi zajiStovat homogenni teplotni profil po celé
délce trasy bez studenych bodu zabranujicich kondenzaci plynnych
produktd.

Oduvodnéni zadosti:

Bod varu naprosté vétSiny organickych sloucenin relevantnich pro STA-FTIR analyzu
odpadovych materidll (plasty, pryze, biomasa, komunaini odpad) se pohybuje do 300 °C.
Teplota 300 °C je proto pro eliminaci kondenzace v celém rozsahu deklarovanych aplikaci plné
dostatecna.

Klicovym faktorem pro eliminaci kondenzace neni maximaini dosazitelna teplota, ale
homogenita teplotniho profilu — tj. absence studenych bodl po celé délce prenosové trasy.
Systém s rovnomérné vyhfivanou trasou do 300 °C bez studenych bodl je analyticky
spolehlivéjsi nez systém s nominalnimi 350 °C s teplotnimi vykyvy.

Zadatel upozorfiuje na konkrétni technicky rozpor: vefejné dostupna dokumentace k realné
instalaci komeréniho TGA-FTIR rozhrani (Universitat d'Alacant, Thermogravimetry & EGA)
uvadi, ze standardni konfigurace tohoto rozhrani — spojujiciho FTIR spektrometr a STA pfistroj
— je provozovana pfi teploté prenosové trasy 250 °C, nikoli 350 °C, a to z dlvodu omezeni
kompatibilnich komponent. Tento (daj je dale podpofen recenzovanou mezinarodni
mezilaboratorni studii (Polymer Testing, 2026), do které byly zapojeny ¢tyfi nezavislé laboratore
vyuzivajici systémy STA ruznych vyrobcl ve spojeni s FTIR spektrometry od dalSich
dodavatelu. Ve vSech pripadech byly pouzity teploty prenosové trasy v rozmezi 230-270 °C a
teploty plynové kyvety 200-270 °C. Ani jedna z hodnocenych laboratornich konfiguraci
nevyzadovala dosazeni teploty 300 °C, natoz 350 °C, coz doklada, Ze takto vysoké teploty
nejsou pro bézné aplikace TG-FTIR povaZovany za standardni ani nezbytné.

Teplota 350 °C by byla analyticky opodstatnéna vyhradné pro specifické aplikace s tékavostmi
nad 300 °C, které ZD jako predmét analyzy vyslovné neuvadi. Navrhované znéni vécné chrani
analytické zajmy zadavatele a je technologicky neutralni.

Dotaz ¢. 5: Maximalni délka prenosové trasy

Parametr ZD | Znéni technické specifikace

Stavajici pozadavek: Délka trasy mezi FTIR a TGA/DSC nesmi piesahnout 1 metr.

Dotaz zadatele: Zadatel 2ada o vysvétleni vécného technického divodu pro omezeni
délky prfenosové trasy na maximalné 1 metr, zejména s ohledem na to, Ze
standardni certifikované TGA-IR prisluSenstvi dostupné na trhu ma délku
presahujici 1 metr.

Navrhované znéni: Prenosova trasa musi byt po celé délce rovnomérné vyhfivana, vyrobena
z inertniho materialu a musi eliminovat kondenzaci plynnych produktt
rozkladu. Délka trasy neni omezena.
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Oduivodnéni zadosti:
Délka prenosové trasy neni analyticky ur€ujicim faktorem pro kvalitu STA-FTIR méfeni.
Relevantnimi parametry jsou vyhradné: (a) homogenita teplotniho profilu — absence studenych
bodu; (b) inertnost materialu vnitfniho povrchu trasy; (c) minimalni mrtvy objem a pfiméreny
pratok nosného plynu.

Standardni komeréni TGA-IR pfenosové trasy dostupné na trhu od renomovanych vyrobct maji
délku presahujici 1 metr (typicky 1,5 m). Pfi celoploSném rovnomérném vyhfivani poskytuji piné
srovnatelné analytické vysledky jako trasy krat$i. Kondenzace plynd v pfenosoveé trase nezavisi
na délce trasy, ale na teplotnim profilu.

Omezeni délky na 1 m dale klade naroky na tésné prostorové usporadani obou pfistroji v
laboratofi, coz mGze byt v konkrétnich laboratornich podminkach nevyhodné nebo neumoznuje
optimalni ergonomii pracovis§té. Navrhované funkéni znéni chrani zajmy zadavatele a
nevylucuje ovérena standardni pfisluSenstvi.

Dotaz €. 6: Maximalni objem plynové kyvety

Parametr ZD | Znéni technickeé specifikace

Stavajici pozadavek: Vyhfivané plynovou kyvetou s optickou drahou vétsi nez 10 cm a s
objemem maximalné 20 ml.

Dotaz zadatele: Zadatel 24da o vysvétleni vécného technického divodu pro omezeni
objemu kyvety na maximalné 20 ml, a to zejména s ohledem na to, Ze
vétsi objem kyvety muze pri zachovani nebo prodlouZeni optické drahy
prispivat k vy$$i citlivosti detekce.

Navrhované znéni: Vyhfivana plynova kyveta s optickou drahou minimalné 10 cm. Objem
kyvety musi byt optimalizovan vyrobcem pro dosazeni maximalni citlivosti
pfi dané délce optické drahy a prutoku nosného plynu; akceptovatelny
rozsah objemu 15-30 ml.

Odivodnéni zadosti:

Ze zakona Lambert-Beer plyne, Ze citlivost detekce roste s délkou optické drahy. Objem kyvety
je konstrukénim kompromisem vyrobce mezi délkou optické drahy, primérem paprsku a
pratokovymi charakteristikami — a je vysledkem optimalizace pro maximalni citlivost pfi daném
pratoku nosného plynu.

Omezeni objemu na maximalné 20 ml vyluCuje kyvety s objemem 21-30 ml, které mohou pfi
del$i nebo srovnatelné optické draze poskytovat vy$$i citlivost detekce plynnych produkti
rozkladu — tedy v pfimém rozporu s analytickymi zajmy zadavatele. Standardni certifikované
plynové kyvety pro TGA-FTIR dostupné na trhu maji objem typicky v rozsahu 15-25 ml, pficemz
objem je vysledkem vyrobcovy optimalizace.

Navrhované znéni rozsahu 15-30 ml pokryva veSkeré standardni komeréni TGA-FTIR kyvety a
zaroven garantuje dostate¢nou optickou drahu pro spolehlivou detekci plynnych analytd pfi
STA-FTIR analyze odpadovych material(.
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Dotaz ¢. 7: Vertikalni (top-loading) usporadani vahového systému

Parametr ZD | Znéni technické specifikace

Stavajici pozadavek: Vertikalni (top-loading); jeden integrovany méfici systém kombinujici
vahové (TGA) a kalorimetrické (DSC) méreni.

Dotaz zadatele: Zadatel zada o vysvétleni vécného technického divodu pro omezeni na
vertikalni (top-loading) usporadani a o sdéleni, zda zadavatel pripousti
také jina technicka usporadani vahového systému, ktera umoZzfiuji
souCasné méreni TGA a DSC signalu a splriuji poZadované vykonnostni
parametry.

Navrhované znéni: Integrovany systém pro simultanni termickou analyzu (TGA + DSC) s
vertikalnim top-loading usporadanim, vertikalnim zavésnym uspofadanim
vzorku nebo horizontalnim diferencialnim vahovym systémem, umozniujici
soucasné méreni hmotnostnich zmén a kalorimetrického signalu. Vahovy
systém musi splfiovat poZzadované parametry rozliSeni, nosnosti, stability
TGA signalu a driftu zakladni linie dle technické specifikace.

Odulvodnéni zadosti:

Stavajici formulace "vertikalni (top-loading)" mize byt vykladana jako omezeni pouze na jednu
konkrétni konstrukéni architekturu vahového systému. Takové omezeni nemusi byt vécné
nezbytné pro dosazeni Ucelu vefejné zakazky, kterym je STA-FTIR analyza odpadovych
materialu.

Pro praktické pouziti v STA-FTIR analyze je rozhodujici zejména kvalita a stabilita méfenych
TGA/DSC dat, dostateCna nosnost vahového systému, rozliSeni hmotnostnich zmeén, drift
zakladni linie, interakce vzorku s fizenou atmosférou a mozZnost sou€asného zaznamu
hmotnostniho a kalorimetrického signalu. Konkrétni mechanicka architektura vahového systému
sama o sobé neni rozhodujicim analytickym parametrem, pokud pfistroj splfiuje pozadované
vykonnostni parametry.

Vertikalni top-loading, vertikalni zavésné usporadani vzorku i horizontélni diferencialni vahovy
systém predstavuji odliSna technicka reseni pro realizaci termogravimetrického a simultanniho
termického mérfeni. Z hlediska Ucelu zakazky by mély byt tyto systémy posuzovany predevsim
podle objektivné méfitelnych vykonnostnich parametrd, nikoli podle konkrétni konstrukéni
architektury.

Horizontalni diferencialni vahovy systém s dvéma nezavislymi mikrovahami predstavuje
moderni alternativu k top-loading uspofadani s fadou analytickych vyhod pro STA-FTIR
analyzu: eliminuje drift zakladni linie zplsobeny hysterezi teplotniho programu a vlivem vztlaku
(tyto efekty musi top-loading systém kompenzovat softwarové) a umozriuje pomoci dvou
nezavislych mikrovah rozliSit, zda ke zméné hmotnosti doslo na vzorku nebo na referenci, coz
systém s jednou vahou nedokaze.

Navrhované znéni zachovava pozadavek na integrovany systém pro simultanni méreni TGA +
DSC, ale formuluje jej technologicky neutralné vici konstrukéni architektufe vahového systému.
Tim umoznuje objektivni porovnani nabidek pfi sou¢asném zachovani analytickych pozadavku
zadavatele, definovanych vykonnostnimi parametry rozliSeni, nosnosti, stability a driftu zakladni
linie uvedenymi v technické specifikaci.
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Dotaz ¢. 8: Konfigurace typt senzort

Parametr ZD | Znéni technické specifikace

Stavajici pozadavek: Moznost konfigurace raznych typu snimaci: TGA, TGA-DTA, TGA-DSC.

Dotaz zadatele: Zadatel 74da o vysvétleni, zda pozadavek na moznost konfigurace
ruznych typl snimaci vyluCuje pristroje vybavené jednim univerzalnim
senzorem, ktery obsahuje TGA, DTA i DSC funkci soucasné bez nutnosti
vymeény, a tedy funkci konfigurace pini jinym, analyticky rovnocennym
zplisobem.

Navrhované znéni: MozZnost konfigurace méficich metod TGA, TGA-DTA a TGA-DSC, a to
bud prostfednictvim vymeénnych typu senzorG, nebo prostrfednictvim
jednoho univerzalniho senzoru obsahujiciho TGA, DTA i DSC funkci
simultanné bez nutnosti vymeény.

Odiivodnéni zadosti:
Pozadavek na moznost konfigurace ruznych typl senzorl sleduje legitimni cil — zajistit
dostupnost méficich metod TGA, TGA-DTA a TGA-DSC. Moderni STA systémy mohou tohoto
cile dosahovat dvéma analyticky rovnocennymi zpusoby:

*  Vyménné senzory: tradicni pfistup umoziujici zaménu senzortl TGA, DTA a DSC dle
potfeby.
Univerzalni senzor: jeden senzor s integrovanymi TGA, DTA i DSC kanaly simultanné —
bez nutnosti vymény. Tento pfistup eliminuje riziko poSkozeni senzoru pfi vyméné,
preruseni série méfeni a potfebu rekalibrace po vyméné.

Navrhované znéni zajistuje dostupnost vSech pozadovanych metod méfeni pfi zachovani
technologické neutrality vi¢i obéma konstrukénim pfistuptim. Pfistroj s univerzalnim senzorem
tuto podminku splfiuje pinohodnotné, nebot TGA, DTA i DSC funkce jsou dostupné simultanné
bez zasahu obsluhy, stejné jako pfistroj s tradi¢nimi vyménnymi senzory. Bez tohoto upfesnéni
hrozi, ze stavajici znéni ZD bude vykladano restriktivné pouze ve prospéch vyménnych
senzoru, ¢imz by byly vylou€eny pfistroje s moderni univerzalni senzorovou architekturou.

Dotaz €. 9: Teplotni rozsah STA systému

Parametr ZD | Znéni technické specifikace

Stavajici pozadavek: Teplotni rozsah od pokojové teploty (RT) do >= 1600 °C (garantovana
teplota vzorku dle konfigurace).

Dotaz zadatele: Zadatel 7ada o vysvétleni dvou aspektii tohoto pozadavku: (a) jaky
konkrétni typ vzorku nebo aplikace vyZaduje teplotu vzorku v rozsahu 1
500-1 600 °C pri STA-FTIR analyze odpadovych materidlu, a (b) co
presné znamena podminka "dle konfiqurace" — zda pfipousti, Ze
standardni konfigurace systému nemusi dosahnout 1 600 °C. Zadatel se
dale taze, zda zadavatel zvaZuje doplnéni specifikace o poZadavek na
fizenou rychlost chlazeni, ktera je pro DSC analyzu analyticky
hodnotnéjsim parametrem nez samotné zvyS$eni maximaini teploty.

Navrhované znéni: Teplotni rozsah od pokojové teploty (RT) do >= 1 500 °C plati pro vS8echny
poZzadované metody méfeni (TGA, DTA i DSC). Volitelné, pokud
zadavatel akceptuje doplnéni: pfistroj dale umoziuje Ffizenou rychlost
chlazeni minimalné v rozsahu 200 °C-1 450 °C s dosazenim linearni
chladici rychlosti <= -10 °C/min.
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Oduvodnéni zadosti:

Pro STA-FTIR analyzu odpadovych materiall (plasty, pryZze, biomasa, komunalni odpad,
pramyslové odpady) je analyticky relevantni teplotni rozsah typicky do 1 000 °C. Rozsah do 1
500 °C navic pokryva pokrocilé aplikace zahrnujici anorganické slozky odpadl, keramiky a
mineralni faze. Zadatel z4d4 zadavatele o sdéleni, pro jaky konkrétni typ vzorku je rozsah 1
500-1 600 °C nezbytny.

Zadatel upozorfiuje, ze Fizena rychlost chlazeni je pro DSC metodu analyticky hodnotnéjim
parametrem nez pouhé zvySeni maximalni teploty: umoznuje studium krystalizacniho chovani
slozek odpadovych materidll a simulaci realnych primyslovych procest chlazeni. Doplnéni
tohoto parametru do specifikace by zvysilo analytickou hodnotu systému bez dopadu na jeho
zakladni Ugel. Zadatel tuto ¢ast ponechava na zvazeni zadavatele.

Dotaz €. 10: Minimalni nastavitelna rychlost ohfevu

Parametr ZD | Znéni technické specifikace

Stavajici pozadavek: Nastavitelna rychlost ohfevu v rozsahu od <= 0,001 K/min do >= 50
K/min.

Dotaz zadatele: Zadatel 24dé o vysvétleni vécného technického divodu pro stanoveni
minimalni rychlosti ohfevu 0,001 K/min, a to zejména s ohledem na
fyzikalni realitu takového méreni a na korelaci s poZzadovanym teplotnim
rozlisenim 0,001 K.

Navrhované znéni: Nastavitelna rychlost ohfevu v rozsahu od <= 0,01 K/min do >= 50 K/min.
Pristroj umozniuje také izotermalni méreni.

Oduivodnéni zadosti:

Rychlost ohfevu 0,001 K/min pfedstavuje fyzikalné krajni hodnotu s nulovou praktickou
vyuzitelnosti v STA analyze odpadovych materialG: pfi takové rychlosti se teplota posune o
10 °C za pfiblizné 7 dni, o 100 °C za 10 tydnU. Takto pomalda méfeni jsou v praxi
nerealizovatelna z davodu driftu pfistroje, vibraci prostfedi a nestability atmosféry.

Pozadavek 0,001 K/min dale koliduje s pozadovanym teplotnim rozli§enim 0,001 K (viz dotazy
€. 11-12): za jednu minutu méfeni pfi rychlosti 0,001 K/min se teplota posune o 0,001 K — tedy
presné na hranici rozliSeni — takZe jakakoli méfena zména teploty je na urovni Sumu a nelze ji
spolehlivé detekovat.

Realna pomald mérfeni pro kinetické studie a izotermalni experimenty se provadeéji bud pri
minimalni rychlosti 0,01 K/min, nebo v izotermalnim rezimu (skok na cilovou teplotu).
Navrhované znéni pokryva veskeré realné analytické potifeby zadavatele.

Dotaz €. 11: Definice pojmu "teplotni rozliSeni"

Parametr ZD | Znéni technické specifikace

Stavajici pozadavek: Teplotni rozliseni <= 0,001 K.

Dotaz zadatele: Zadatel 24da o vysvétleni, co zadavatel rozumi pojmem ‘teplotni
rozliSeni" — zda se jedna o rozliseni zobrazeni teploty v softwaru, rozliseni
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nastaveni teplotniho programu, rozliSeni elektronického zpracovani
signalu, nebo jiny parametr. Zadatel déale 2adé o upfesnéni, jakym
zplisobem ma byt tento poZadavek pfi hodnoceni nabidek doloZzen nebo
ovéren.

Navrhované znéni: Zadatel navrhuje, aby zadavatel pozadavek upresnil tak, Zze uvede, zda se
jedna o rozliseni zobrazeni teploty, rozliSeni nastaveni teplotniho
programu, nebo rozliSeni méfici elektroniky, a stanovil zpusob jeho
doloZeni technickou dokumentaci vyrobce.

Odiivodnéni zadosti:

Pojem “teplotni rozliSeni" mulze byt u termickych analyzatorl vykladan rGzné. Muze se
vztahovat k rozliSeni zobrazované hodnoty v softwaru, k minimalnimu kroku nastaveni
teplotniho programu, k rozlieni Fidici elektroniky, pripadné k rozliseni méreného teplotniho
signalu. Bez blizSi specifikace neni zfejmé, jak ma byt tento parametr mezi jednotlivymi
nabidkami objektivné porovnan.

Zadatel upozorfiuje, Ze teplotni rozliS§eni samo o sobé& nevypovida o analytické kvalité méreni
teploty vzorku. Pro termickou analyzu jsou z hlediska vysledk( podstatné zejména stabilita
regulace, opakovatelnost méfeni a spravné urCeni teplot prechodd pfi kalibraci pomoci
standardu. Z tohoto divodu Zadatel zada zadavatele o metodické upresnéni pozadavku a
zpUsobu jeho dolozZeni.

Dotaz ¢. 12: Hodnota pozadovaného teplotniho rozliseni

Parametr ZD | Znéni technické specifikace

Stavajici pozadavek: Teplotni rozliseni <= 0,001 K.

Dotaz zadatele: Zadatel zada o vysvétleni vécného technického divodu pro stanoveni
hodnoty teplotniho rozliseni prévé na <= 0,001 K. Zadatel m4 za to, Ze pro
STA analyzu odpadovych materiali je rozhodujici zejména stabilita
regulace, reprodukovatelnost méreni a spravné urceni teplot prechodd,
nikoli extrémné jemny elektronicky rozliSovaci krok.

Navrhované znéni: Teplotni rozliseni méficiho nebo fidiciho systému <= 0,01 K.

Oduvodnéni zadosti:

Teplotni rozliSeni je parametr elektronického zpracovani nebo zobrazeni signalu a samo o sobé
nevypovida o analytické presnosti ani spravnosti méfeni teploty vzorku. PoZzadavek na hodnotu
<= 0,001 K predstavuje velmi jemny rozliSovaci krok, jehoZ pfimy analyticky pfinos pro STA
analyzu odpadovych materiald neni ze zadavaci dokumentace ziejmy. Teplotni rozliSeni <=
0,01 K je pro ucely simultanni termické analyzy dostatecné a zaroven umoznuje objektivnéjsi
porovnani technicky odliSnych systéma.

Pro analytické hodnoceni STA systému jsou rozhodujici zejména tyto parametry:

* Teplotni presnost (precision): opakovatelnost méfeni teplot pfechodu — kli€ova pro
reprodukovatelnost vysledku.

Teplotni spravnost (accuracy): absolutni shoda namérené teploty s certifikovanou
hodnotou kalibracniho standardu — kliova pro spravnost identifikace analyta.
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Navrhované znéni zmirfiuje technicky nadmérné prisnou hodnotu rozliSeni AD pfevodniku na
uroven, ktera je pro STA analyzu odpadovych materialt plné dostacujici, je dosazitelna napfi¢
technicky odliSnymi systémy a umozriuje objektivni srovnani nabidek bez nutnosti dokladat
parametry teplotni presnosti a spravnosti, které jednotlivi vyrobci STA systéml standardné
nepublikuji jako samostatné numerické specifikace.

Dotaz ¢. 13: Minimalni rozliSeni vahy a maximalni hmotnost vzorku

Parametr ZD | Znéni technickeé specifikace

Stavajici pozadavek: Minimalni rozliSeni vahy 0,1 pug v celém rozsahu; maximalni hmotnost
vzorku minimalné 35 g.

Dotaz zadatele: Zadatel 74d4 o vysvétleni vécného technického divodu pro kombinaci
parametrt rozliseni vahy 0,1 ug v celém rozsahu a maximalni hmotnosti
vzorku 35 g, a o sdéleni, pro které konkrétni aplikace STA-FTIR analyzy
odpadovych materialt je hmotnost vzorku 35 g nezbytna.

Navrhované znéni: Minimalni rozliSeni vahy 0,1 pug v celém rozsahu pfi maximalni hmotnosti
vzorku minimalné 35 g, NEBO minimalni citlivost vahy <= 0,2 ug pfi
maximalni hmotnosti vzorku >= 200 mg. Dynamicky rozsah vahy
(schopnost kontinualné registrovat vahovou zménu) musi byt v obou
pfipadech >= 200 mg.

Oduvodnéni zadosti:

Kombinace rozliseni 0,1 ug a maximalni hmotnosti 35 g je charakteristicka pro specificky typ
makro-TGA pristroje, nikoli pro standardni STA systém kombinujici TGA a DSC. Zadatel
upozorfiuje na nasledujici technicka fakta:

*

Fyzikalni neproveditelnost pro standardni vzorky: vzorek o hmotnosti 35 g a typické
hustoté 1,0-1,5 g/cm? (plasty, biomasa) by mél objem 23-35 cm?. Standardni vzorkové
kelimky pro STA maji objem 0,1-0,3 ml, pro specialni aplikace max. 1-2 ml. Vzorek 35 g
do téchto kelimk( nelze umistit.

Analyticka nevhodnost pro DSC méfeni: pfi hmotnosti vzorku v desitkach grama by byl
gradient teploty mezi povrchem a jadrem vzorku fadové °C, coz DSC signal
znehodnocuje. Pro ziskani analyticky validnich DSC dat je nutna hmotnost vzorku
typicky 5-50 mg.

Nutnost extrémné pomalého ohfevu: pro tepelnou homogenitu vzorku 35 g by bylo nutné
volit rychlost ohfevu pod 0,1 K/min, &¢imz se doba analyzy prodluzuje na tydny.

Navrhované alternativni znéni (citlivost <= 0,2 ug, hmotnost >= 200 mg) odpovida parametrim
modernich analytickych STA systému a je pIné dostacujici pro STA-FTIR analyzu odpadovych
materiald v standardnich vzorkovych mnozstvich (5-100 mg). Dynamicky rozsah >= 200 mg
zajistuje dostatedny rozsah pro sledovani i velkych hmotnostnich ztrat. Zadatel navic
upozoriuje, Ze pfistroj s menSim maximalnim mnozstvim vzorku poskytuje pro DSC méfeni
prokazatelné vyssi kvalitu dat: mensi vzorek (5-50 mg) znamena lepsi tepelnou homogenitu
vzorku, nizsi gradient teploty mezi povrchem a jadrem, a tedy presnéjsi a reprodukovatelnéjsi
kalorimetricka data. Volba pfistroje s kapacitou 200 mg pfi citlivosti 0,2 pg proto neni
kompromisem, ale analyticky nadfazenym FeSenim pro kombinované STA-DSC méfeni. Tuto
skute€nost potvrzuje recenzovana mezinarodni mezilaboratorni studie (Polymer Testing, 2026),
v niz laboratofe pracujici s pfistroji raznych vyrobcl v kombinaci s FTIR spektrometry jinych
dodavatell, pouzivaly vzorky v fadu jednotek az desitek mg — bez ohledu na to, Ze pfistroj
technicky umozriuje vétsi zatizeni. Obdobné publikace v Analytical and Bioanalytical Chemistry
(Springer, 2025) dokumentuje realnou praci s konkrétnimi systémy pfi hmotnosti vzorku 224
mg, tedy fadové méné nez ZD pozadovanych 35 g.
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Dotaz ¢. 14: Presnost stanoveni entalpie DSC

Parametr ZD | Znéni technické specifikace

Stavajici pozadavek: Vysoka citlivost DSC pro detekci slabych tepelnych efektl; presnost
stanoveni entalpie <= 1 % (standard indium).

Dotaz zadatele: Zadatel z4da o vysvétleni, jakym zplsobem ma byt pfesnost stanoveni
entalpie <= 1 % ovéfena a vyhodnocena pri hodnoceni nabidek —
zejména: (a) kolik opakovanych méreni se provede, (b) jaké statisticka
metoda se pouzije (prumér, standardni odchylka), (c) za jakych podminek
(rychlost ohrevu, atmosféra, hmotnost vzorku).

Navrhované znéni: Vysoka citlivost DSC pro detekci slabych tepelnych efektu; presnost
stanoveni entalpie <= 3 %, stanoveno jako standardni odchylka (1-sigma)
v sérii minimalné 10 po sobé jdoucich méfeni tani india za standardnich
podminek (rychlost ohfevu 10 K/min, atmosféra N,, hmotnost vzorku 5-10

mg).

Odulivodnéni zadosti:

Pozadavek na presnost entalpie <= 1 % je bez definice metodiky stanoveni analyticky netpiny
a vytvari nepfezkoumatelné hodnotici kritérium. Vysledek méfeni entalpie je zavisly na: rychlosti
ohfevu, hmotnosti vzorku, kvalité kontaktu s kelimkem, atmosféfe a zpusobu vypoctu (plocha
piku, baseline korekce). Bez standardizace téchto podminek nelze ruzné vyrobce objektivhé
srovnat.

Hodnota <= 3 % definovana jako standardni odchylka v sérii 10 méfeni za standardizovanych
podminek je metodicky spravné&jSim a presnéjSim parametrem nez <= 1 % bez metodiky. Takto
definovana presnost je také objektivné ovéfitelna pfi pfejimce pfistroje. V realném analytickém
vyuziti pro STA-FTIR analyzu odpadovych materiald je presnost entalpie <= 3 % piné
dostacujici.

Dotaz ¢. 15: Provoz v atmosfére vodiku — certifikace

Parametr ZD | Znéni technické specifikace

Stavajici pozadavek: Zarizeni musi byt rozsifitelné pro provoz v atmosfére vodiku (H,) s
durazem na bezpecnost pfi praci s horlavymi plyny. Dodavatel musi
dolozit certifikaci nezavislou autorizovanou instituci (napf. TUV nebo
ekvivalentni).

Dotaz zadatele: Zadatel 24da o vysvétleni, (a) zda zadavatel pozaduje, aby pfistroj byl
prfimo vybaven plynovou jednotkou pro H, pfi dodavce, nebo zda
postacuje moznost pozdéjsiho roz$ifeni, a (b) zda je poZadavek na
certifikaci nezavislou instituci nezbytny, vzhledem k tomu, Ze bezpecnost
pri praci s vodikem je primarné odpovédnosti provozovatele laboratore,
nikoli vyrobce pfistroje. Zadatel déale z4da o potvrzeni, zda zadavatel
poZaduje provoz s cCistym H, nebo zda postacuje provoz se smési
Ha/inertni plyn pod hranici vybusnosti.

Navrhované znéni: Pozadavek na certifikaci dodavatele nezavislou instituci se vypousti.
Zadavatel prohlasuje, Ze je si plné védom bezpecnostnich rizik spojenych
s provozem v atmosféfe vodiku a korozivnich plynd a Ze laborator i
obsluhujici personal budou k tomuto provozu pIné uzpusobeny. Varianta
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A (provoz s ¢&istym H, i smési): Zafizeni musi obsahovat plynovou
jednotku umoZziujici provoz v atmosféfe vodiku (H,) a také smési
vodik/inertni plyn (napf. Ho/N, pod hranici vybusnosti, tj. pod 4 % H,).
Varianta B (provoz pouze se smési): Zafizeni musi obsahovat plynovou
jednotku umoziujici provoz v atmosféfe smési vodik/inertni plyn (napf.
H,/N, pod hranici vybu$nosti, tj. pod 4 % H,). Tato varianta nevyzaduje
specialni plynovou jednotku pro C¢isty vodik a je realizovatelna se
standardni plynovou jednotkou pro inertni plyny.

Odivodnéni zadosti:
Pozadavek na certifikaci nezavislou autorizovanou instituci je v kontextu provozu s vodikem
nadbyteény z nasledujicich duvodu:

*  Odpovédnost za bezpecnost: bezpecnost pfi praci s vodikem lezi primarné na strané
provozovatele laboratofe, nikoli vyrobce pristroje. Nezbytna opatreni — bezjiskrové
provedeni prostiedi, specialni odvod odchazejicich plynl, detektory H2, proskoleny
personal — jsou vyhradné v kompetenci manazera laboratore a nelze je nahradit
certifikatem vyrobce.

Realna provozni praxe: pro analyzu odpadovych materiall a studium katalyzator( se v
praxi nepracuje s Cistym vodikem, ale se smési H,/N, pod hranici vybusnosti (pod 4 %
H, v Ny). Tato konfigurace je realizovatelna se standardni plynovou jednotkou pro inertni
plyny a vyrazné snizuje bezpecnostni rizika i naklady.

Analyticka relevance: pro STA-FTIR analyzu odpadovych materiall je provoz v
atmosfére vodiku analyticky neopodstatnény — vodik se vyuziva vyhradné pro méreni
katalyzator(, ktera nejsou predmétem deklarovaného Gcelu systému.

Z hlediska konfigurace pfistroje existuji dvé technicky odliSna feseni: (A) specidini plynova
jednotka s heliovym vstupem kompatibilnim s Cistym vodikem, umoznujici i provoz se smési
Ho/inertni plyn — vhodna pro laboratofe vyzadujici plnou flexibilitu; (B) standardni plynova
jednotka pro inertni plyny, umoziujici provoz se smési Hy/N, pod 4 % — cenové vyhodnéjsi
feSeni pIné postadujici pro deklarovany Udel systému. Zadatel zada zadavatele o upfesnéni,
ktera varianta odpovida skutecnym analytickym potfebam laboratore, aby mohla byt nabidka
optimalizovana.

Zadatel dale upozorfiuje, Ze moderni STA systémy Ize doplnit o specialni picku pro provoz s
korozivnimi plyny (HCI, SO,, NH; apod.), ktera chrani vnitini komponenty pfistroje pred korozi.
Tato funkce vyrazné roz$ifuje analytické moznosti systému pro vyzkum odpadovych materiald,
kde korozivni slozky plynnych produktu rozkladu jsou béZnou soucasti méfeni, a je dostupna
jako volitelné prislusenstvi.

Zadavatel prohlasuje, Ze je si plné védom bezpecnostnich rizik spojenych s provozem v
atmosfére vodiku a korozivnich plynt a Ze laboratof i obsluhujici personal budou k tomuto
provozu piné uzplsobeny.

Dotaz ¢. 16: Systém pro eliminaci vibraci

Parametr ZD | Znéni technickeé specifikace

Stavajici pozadavek: Moznost dodateCného vybaveni systémem pro eliminaci externich vlivl
(magnetické tlumice raza pro snizeni vibraci).

Dotaz zadatele: Zadatel 24dé o vysvétleni, zda poZadavek vyslovné omezuje systém
eliminace vibraci na magnetické tlumic¢e integrované do ramu pristroje,
nebo zda jsou prijatelna i jina technicka reSeni se srovnatelnou funkci.
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Navrhované znéni: MozZnost dodate¢ného vybaveni systémem pro eliminaci externich vliva
zpusobenych vibracemi — bud prostfednictvim magnetickych tlumica
integrovanych do  konstrukce  pfistroje, nebo prostfednictvim
antivibraéniho stolu pod pfistroj.

Oduivodnéni zadosti:

Antivibraéni stdl je standardnim, cenové dostupnym a technicky ovéfenym FeSenim pro
eliminaci vibraci v analytické laboratofi. Funkéné je ekvivalentni s integrovanymi magnetickymi
tlumici pro Gcely STA méfeni odpadovych materiala.

PoZadavek specificky na magnetické tlumiCe jako soucast ramu pristroje je konstrukéné
specificka architektura unikatni pro omezeny pocet vyrobcl. Navrhované znéni zachovava obé
technicka feseni jako rovnocenné alternativy.

Dotaz €. 17: Funkce softwaru STA systému

Parametr ZD | Znéni technickeé specifikace

Stavajici pozadavek: Software umoznujici piné ovladani zafizeni, tvorbu a editaci méficich
metod a automatizaci experimentl; vyhodnoceni TGA a DSC signall
(hmotnostni zmény, teploty pfechodd, entalpie).

Dotaz zadatele: Zadatel se taze, zda zadavatel zvazuje doplnéni specifikace softwaru o
poZadavek na matematickou dekonvoluci prekryvajicich se piku, kterd by
v nékterych pripadech mohla rozsifit moznosti interpretace sloZitych
tepelnych efekti u odpadovych materiald.

Navrhované znéni: Bez zmény - Zadatel ponechava navrhované znéni na zvazeni
zadavatele: Software umozriujici piné ovladani zafizeni, tvorbu a editaci
méficich metod a automatizaci experimentl; vyhodnoceni TGA a DSC
signalu (hmotnostni zmény, teploty pfechodu, entalpie); a matematickou
dekonvoluci prekryvajicich se pika.

Odiivodnéni zadosti:
Stavajici znéni pokryva zékladni funkce STA softwaru. Zadatel upozoriiuje, Ze nize uvedena
funkce predstavuje soucasny standard v oblasti termické analyzy a jeji doplnéni by rozsifilo
analytické moznosti systému pro vyzkum odpadovych materialti — aniz by to kladlo nepfimérené
naroky na dodavatele:

*  Matematicka dekonvoluce prekryvajicich se pikd: umozruje analyzu slozitych vzorka
odpadovych materialG s prekryvajicimi se tepelnymi efekty (napf. simultanni odparovani
a rozklad), coz je pro STA-FTIR analyzu heterogennich odpadl zasadni.

Zadatel bere na védomi, Ze rozsifeni specifikace je v dispozici zadavatele. Tuto &ast zadosti
nepovazuje za podminku pro podani nabidky, ale za podnét k optimalizaci zadavaci
dokumentace ve prospéch zadavatele.
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V. Zavér a zadost

Na zakladé vySe uvedenych skute€nosti Zadatel zdvofile Zada zadavatele o:

1. Vysvétleni vécného technického zdGvodnéni pro kazdy z napadenych parametrt (dotazy
€. 1-17), zejména ve vztahu k deklarovanému Gcelu systému — STA-FTIR analyze
odpadovych materialu.

2. Upravu Technické specifikace v souladu s navrhovanymi znénimi tak, aby parametry
byly definovany vykonnostné a technologicky neutralné dle § 36 odst. 3 ZZVZ.

3. Prodlouzeni Ihtty pro podani nabidek o dobu pfiméfenou pro zpracovani nabidky po
obdrZeni vysvétleni, v souladu s § 99 ZZVZ.

Zadatel si dovoluje zavérem uvést, Ze navrhované Upravy zadavaci dokumentace by umoznily
nabidku systému STA-FTIR, ktery by pro vyzkumné potieby VSB-TUO v oblasti analyzy
odpadovych materialt pfinesl prokazatelné analytické vyhody. Konkrétné by takovy systém
nabidl vyrazné vys$Si rozliSeni vahového systéemu TGA, umoznujici detekci minimalnich
hmotnostnich zmén u stopovych sloZek vzorku, Sirsi teplotni rozsah STA systému pro pokrocilé
anorganické aplikace, plnohodnotné softwarové vybaveni véetné dekonvoluce prekryvajicich se
tepelnych efektl, a otevienou platformu kompatibilni s hmotnostni spektrometrii a GC-MS pro
budouci rozsifeni analytickych moznosti laboratore. Zadatel ma za to, Ze pravé takovy pristup —
definovat parametry vykonnostné a ponechat prostor pro technologicky nadrazena feSeni — je v
primém zajmu zadavatele a odpovida smyslu zakona o zadavani verejnych zakazek.

Zadatel je pfipraven poskytnout zadavateli veskeré dopliiujici technické informace, referenéni
aplikaéni data nebo srovnavaci dokumentaci na vyzadani.

V Praze dne 30.6.2026 Za zadatele:

Pouzita literatura:

1: Dokumentace realné instalace TGA-FTIR systému. Universitat d'Alacant, Research
Technical Services — Thermogravimetry & EGA [online, cit. 2024-05-10]. Dostupné z:
https://sstti.ua.es/en/scientific-instrumentation/thermal-analysis-unit/thermogravimetry-tg-dsc-
and-evolved-gas-analysis-ega.html — doklad k dotazu €. 4 (teplota prenosové trasy 250 °C).

2: VOGT, Lydia et al. A study of biodegradable and composite polymers using an integrated
TGA-FTIR system: A methodological enhancement for thermal and gas analysis. Polymer
Testing, Elsevier, 2026. DOI: 10.1016/S0142-9418(26)00106-6 — doklad k dotazum ¢&. 4 (teplota
prenosové trasy 230-270 °C v redlnych instalacich) a €. 13 (realné hmotnosti vzorkd v Fadu
mg).

3: ZIMMERLEITER, R., KOVACEVIC, J., LEITNER, G., WIMBERGER, D., LAGER, D.,
FRIEDL, S. a BRANDSTETTER, M. Curing reaction kinetics of paper-based phenolic resin
laminates—from laboratory measurements to inline quality control. Analytical and Bioanalytical
Chemistry, Springer, 2025, 417(25), 5715-5729. DOI: 10.1007/s00216-025-05983-0 — doklad k
dotazu €. 13 (realna hmotnost vzorku 224 mg v instalaci).
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Odpovéd’:

Zadavatel poskytuje odpovédi na jednotlivé dotazy nize. V navaznosti na provedené zmény technickych
podminek verejné zakazky zadavatel pristoupil rovnéz k prodlouzeni Ihiity pro podani nabidek (blize viz
zaveér tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1).

K dotazu €. 1:

Zadavatel na poZzadované hodnoté Pomér signalu k Sumu (S/N) vice nez 55 000:1 (pro 1minutové
méreni, p-t-p; pfi spektralnim rozliSeni 4 cm) trva beze zmény. K Zadosti o upfesnéni podminek méreni
zadavatel sdéluje: apodizacni funkce Blackman-Harris; spektralni oblast méfeni Sumu 2 100-2 200
cm-1, Atmosférické podminky prostredi zadavatel nepredepisuje; méreni se provadi za standardnich
pracovnich podminek nabizeného pfistroje s vysousenou, resp. profukovanou optikou dle konfigurace
dodavatele.

PoZadovana hodnota je od@vodnéna jednak planovanym vyuzitim spektrometru také pro ATR méfeni,
detekéniho fetézce, jednak samotnou aplikaci STA-FTIR. Méfeni evolvovanych plynt probiha
kontinualné po celou dobu teplotniho programu (typicky desitky minut az hodiny) a vysoky pomér S/N
je nezbytny pro zachovani dostatecné kvality a srovnatelnosti jednotlivych dil¢ich spekter v Case,
zejména pri detekci slabych spektralnich prispévkl stopovych degradacnich produktl na pozadi
silngjSich signald (H20, CO2). Nastavena hranice tak odpovida redlnému provoznimu vytizeni pfistroje
v laboratoti zadavatele.

K dotazu ¢. 2:

Zadavatel trva na diodovém laseru. Ddvodem jsou vyrazné nizsi provozni naklady diodovych laserd,
které se vyznacuji delsi Zivotnosti a minimalizaci servisnich zasahd.

K dotazu ¢. 3:

PoCet 5 pozic zadavatel zachovava kvili moznosti budouci rozsifitelnosti zafizeni. Soucasné ale zadavatel
upresiiuje, Ze pozice nemusi byt soucasti krytu spektrometru, pokud je vlhkost na vSech pozicich hlidana
elektronickym cidlem. Zadavatel proto pfistupuje k Upravé technické specifikace.

Upravené znéni parametru:

Minimainé 5 pozic pro detektory, které mohou byt soucasti zékladniho spektrometru i externich moduld
za podminky, Ze je vnitfni atmosféra chrénéna profukovanim a centralné monitorovana elektronickym
Cidlem vihkosti; prepinatelné v software.

Zadavatel poskytuje upravenou Technickou specifikaci (pfiloha ¢. 1 Zadavaci dokumentace) a upravené
Obchodni podminky (pfiloha €. 2 Zadavaci dokumentace) jako pfilohy €. 1 a 2 tohoto Vysvétleni zadavaci
dokumentace ¢. 1.

K dotazu &. 4:

Zadavatel trva na 350 °C z dlvodu mozZnosti periodického oxidativniho Cisténi trasy a moznosti analyzy
méné tékavych frakci vzorkd.

K dotazu ¢. 5:

Kratsi trasa zajist'uje kratSi Casovou prodlevu mezi uvolnénim plynného produktu rozkladu v STA a jeho
detekci ve FTIR kyvet€, coz je zasadni pro spolehlivou ¢asovou korelaci hmotnostniho Ubytku (TGA) se
spektralnim signalem. KratSi rozmér trasy soucasné snizuje riziko kondenzace plynnych produktl
a tepelnych ztrat oproti delSim usporadanim.
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K dotazu &. 6:

Zadavatel trva na max. 20 ml z d@vodu rychlejsi odezvy kyvety a mensiho objemu plynu pro naplnéni
kyvety. Citlivost primarné urCuje opticka draha, nikoli objem plynové kyvety.

K dotazu ¢. 7:

Zadavatel preferuje vertikalni top-loading usporadani jako fesSeni odpovidajici zamyslenému vyuziti
pristroje. V navaznosti na dotaz tazatele vSak pfipousti i jiné konstrukcni usporadani (napf. zavésné
nebo horizontalni diferencialni), pokud prokazatelné splfiuje ostatni pozadované parametry technické
specifikace.

Upravené znéni parametru:

Integrovany systém pro simultanni termickou analyzu (TGA + DSC) s vertikalnim top-loading
usporadanim, vertikalnim zavésnym usporadanim vzorku nebo horizontalnim diferencidlnim vahovym
systémem.

Zadavatel poskytuje upravenou Technickou specifikaci (pfiloha ¢. 1 Zadavaci dokumentace) a upravené
Obchodni podminky (pfiloha €. 2 Zadavaci dokumentace) jako pfilohy €. 1 a 2 tohoto Vysvétleni zadavaci
dokumentace ¢. 1.

K dotazu ¢. 8:

PoZadavek na moznost konfigurace rliznych typ senzorl (TGA, TGA-DTA a TGA-DSC) byl stanoven
za Ucelem zajisténi vysokeé flexibility systému, jeho prizplsobitelnosti riznym typlm analytickych Gloh
v pribéhu jeho predpokladané Zivotnosti a s ohledem na odborné potfeby zadavatele a zamyslené
vyuziti pfistroje. Zadavatel pozaduje moduldrni méfici platformu umoznujici fyzickou vyménu
jednotlivych senzord, coz vychazi z potfeby vyuZivat pro rlizné aplikace senzory optimalizované
pro konkrétni méfici techniky a provozni podminky.

Zadavatel nepovazuje moznost realizace vSech méreni prostfednictvim jediného univerzalniho senzoru
za rovnocennou. PoZadavek na konfigurovatelnost systému prostfednictvim samostatnych
vymeénitelnych senzorll predstavuje védomé zvolenou technickou charakteristiku systému, ktera ma
zajistit jeho dlouhodobou aplikacni flexibilitu a moznost pFizplisobeni budoucim analytickym potfebam.

K dotazu &. 9:

Pozadovany teplotni rozsah nebyl stanoven pouze s ohledem na aktualné predpokladané analyzy
odpadnich materialll, ale rovnéZz s ohledem na dlouhodobé vyuziti prfistroje po celou dobu jeho
predpokladané Zivotnosti. Pfistroj bude urcen nejen pro analyzu organickych a polymernich material@,
ale také pro studium anorganickych slozek, mineralnich fazi, popelovin, strusek, plniv, keramickych
materiall a dalSich vzorkd, u nichZz mohou probihat vyznamné transformacni, rozkladné, sintrovaci nebo
fazové procesy pri teplotach vyrazné prevysujicich 1 000 °C. Zvyseny teplotni rozsah mlze byt dllezZity
napriklad pfi studiu procesti souvisejicich se vznikem a charakterizaci strusek a dalsSich vysokoteplotnich
anorganickych produktd.

Ve vztahu k formulaci ,dle konfigurace™ zadavatel upfesnuje, ze pozadovany teplotni rozsah se vztahuje
ke konfiguraci pfistroje nabizené dodavatelem v rdmci této verejné zakazky. Dodavatelem nabizena
konfigurace proto musi splfiovat pozadavek na dosazeni teploty vzorku minimainé 1 600 °C. Uvedené
teploty musi byt dosaZzeno alespon pfi méfeni v inertni atmosféfe (napf. dusik nebo argon). Uvedena
formulace reflektuje skutecnost, ze rlizni vyrobci mohou nabizet odliSné konfigurace systém s rliznymi
technickymi parametry. Pro posouzeni spinéni pozadavku je rozhodujici konfigurace konkrétné nabizena
v nabidce.

Zadavatel souCasné pozaduje dostateCnou provozni rezervu méficiho systému. Pristroj provozovany
dlouhodobé pri teplotdch vyznamné nizSich, nez je jeho maximalni konstrukéni teplota, zpravidla
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vykazuje vyssi provozni stabilitu, nizsi tepelné namahani klicovych komponent a mensi riziko postupné
degradace parametr( vlivem starnuti systému. Pozadavek na maximalni teplotu proto neslouZi pouze
k dosazeni konkrétni méfici teploty, ale rovnéz k zajisténi spolehlivého provozu v celém rozsahu
zamyslenych aplikaci.

Zadavatel dale uvadi, ze maximalni dosazitelna teplota predstavuje zakladni konstruk¢ni parametr
pristroje. Naproti tomu parametry souvisejici s chlazenim predstavuji dopliikovou funkcionalitu, ktera
neni nezbytna pro naplnéni hlavniho Gcelu pofizovaného systému.

Ve vztahu k argumentu tykajicimu se fizeného chlazeni zadavatel konstatuje, ze zamyslené aplikace
jsou ve znacné mire zaméreny na studium tepelného rozkladu, pyrolyzy a spalovacich procest. Tyto
procesy jsou zpravidla nevratné a chladici DSC kfivka proto necharakterizuje plvodni material,
ale produkty vzniklé béhem tepelné premény. Zadavatel proto nepovazuje fizenou rychlost chlazeni
za parametr srovnatelného vyznamu s pozadovanym maximalnim teplotnim dosahem systému.

Zadavatel proto trva na rozsahu do = 1600 °C s ohledem na budouci viceoborové vyuziti pristroje;
teploty musi byt dosazeno alespori v inertni atmosféfe. Parametr fizeného chlazeni zadavatel
do technické specifikace nedoplfiuije.

Upravené znéni parametru:

Teplotni rozsah od pokojové teploty (RT) do = 1600 °C. Teploty musi byt dosazeno alesporni v inertni
atmosfére.

Zadavatel poskytuje upravenou Technickou specifikaci (pfiloha ¢. 1 Zadavaci dokumentace) a upravené
Obchodni podminky (pfiloha ¢. 2 Zadavaci dokumentace) jako prilohy €. 1 a 2 tohoto Vysvétleni zadavaci
dokumentace ¢. 1.

K dotazu ¢. 10:

Zadavatel trva na dolni hranici 0,001 K/min, nebot’ umoziuje pfesnou regulaci teploty, coZ je nezbytné
pro vyzkumné aplikace.

K dotazu ¢. 11:

Teplotnim rozliSenim se rozumi rozliSeni A/D prevodu teplotniho kandlu méfici elektroniky, prokazané
technickym listem (datasheetem) vyrobce zafizeni.

K dotazu ¢. 12:

Zadavatel na hodnoté < 0,001 K trva. Jde o samostatny parametr odliSny od presnosti
a reprodukovatelnosti, jehoZ snizeni by pfineslo nizsi technickou Uroven bez odpovidajiciho pfinosu.
Na trhu jsou dostupna feseni splnujici toto kritérium.

K dotazu ¢. 13:

Zadavatel trvd na kombinaci rozliSeni 0,1 pg a nosnosti 35 g jako adekvatni parametry rozliSeni
pro planované experimenty. Pozadavek na minimalni rozliSeni vahy 0,1 pg pfi maximalni nosnosti
minimalné 35 g nebyl stanoven s ohledem na konkrétni navazku pouzivanou pfi jednotlivych
analytickych metodach, ale jako parametr charakterizujici celkovou technickou Uroven, nosnost
a dynamicky rozsah vaZiciho systému.

Zadavatel nesouhlasi s tvrzenim, Ze maximalni nosnost vahy ma byt posuzovana vyhradné podle bézné
hmotnosti analyzovanych vzorkl. Maximalni nosnost vaziciho systému predstavuje samostatny
technicky parametr vyjadfujici provozni rezervu systému, jeho robustnost pfi pouziti rdznych
experimentalnich konfiguraci a schopnost pracovat s rliznymi typy drzakd vzorkd, kelimkd, pFislusenstvi
a vzorkd bez omezeni funkénosti nebo presnosti méreni.

Zadavatel dale uvadi, ze pozadavek na maximalni nosnost 35 g predstavuje pozadavek na minimalni
nosnost a technickou kapacitu vaziciho systému. Maximalni nosnost vahy a skute¢nda navazka pouzitého
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vzorku jsou dva odlisné technické parametry, které nelze vzajemné ztotozmovat. Hmotnost vzorku
pouzita pfi konkrétnim experimentu zavisi na charakteru méreni, typu senzoru, geometrii vzorku,
pouzitém prislusenstvi a zvolené analytické metodice.

Zadavatel rovnéz nesouhlasi s tvrzenim, Ze pozadovana nosnost postrada prakticky vyznam s ohledem
na objem standardnich DSC kelimk{. Pozadovana modularni platforma umoznuje poufZiti rliznych typ(
senzorl a rliznych konstrukcnich provedeni drzakl vzorkd. Vedle standardnich DSC aplikaci mohou byt
vyuzivany také velkoobjemové TG kelimky a specializované konfigurace urcené naptiklad pro analyzu
heterogennich anorganickych materiald, nizkohustotnich materialll, jako jsou polymerni pény nebo
aerogely, materiald s nizkym obsahem tékavych sloZzek nebo dalSich vzorkll vyzadujicich vétsi objem
vzorkového prostoru. V téchto pripadech predstavuje vysokd nosnost vaziciho systému legitimni
technickou vyhodu.

Zadavatel nepovazuje za relevantni odvozovat pozadovanou nosnost vaziciho systému od hypotetického
scénare méreni vzorku o hmotnosti odpovidajici maximalni nosnosti vahy. Pozadavek se vztahuje
k technickym parametrdm vaziciho systému a jeho provozni rezervé, nikoliv k predepsané hmotnosti
vzorku pouzivané pri vSech typech méreni. Stejné tak nelze z maximalni nosnosti vahy dovozovat
konkrétni pozadavky na rychlost ohifevu nebo dobu trvani experimentu, nebot’ tyto parametry jsou vzdy
voleny podle charakteru vzorku a cile méfeni.

Zadavatel rovnéz nepovazuje navrhované alternativni feSeni zalozené na omezeni maximalni kapacity
vahy na 200 mg za rovnocenné. Takové omezeni by predstavovalo vyznamné snizeni technickych
moznosti systému, zejména z hlediska vyuZiti specializovaného pfislusenstvi, nestandardnich
experimentalnich konfiguraci a budoucich aplikaci, jejichz pozadavky nelze v dobé zadani verejné
zakazky pIné predvidat.

Pozadovana kombinace vysokého rozliSeni a vysoké nosnosti predstavuje parametr dokladajici
schopnost systému zachovat vysokou citlivost méfeni pfi sou¢asném zachovani vyznamné zatéZovaci
kapacity. Zadavatel povazuje tuto vlastnost za legitimni poZzadavek odpovidajici pfedpokladané dobé
Zivotnosti pfistroje a pozadavku na jeho dlouhodobou univerzalnost a vyuzitelnost.

K dotazu ¢. 14:

Zadavatel trva na presnosti < 1 % jako na vyrobcem deklarovaném parametru, jehoz stanoveni se opira
o CSN EN ISO 11357-1.

K dotazu ¢. 15:

Zadavatel pracuje s potencialné vybusnym plynem, proto poZaduje nezavisle ovérenou certifikaci
bezpelnosti zafizeni. PoZadavek je proto legitimni s ohledem na technickou a bezpecnostni zplsobilost
pristroje pro zamyslené vyuziti. Pro Gcely verejné zakazky postacuje moznost budouciho rozsifeni.

K dotazu ¢. 16:

Zadavatel trva na integrovaném, vyrobcem validovaném feSeni, které garantuje dostatecnou eliminaci
externich mechanickych vlivl. Externi antivibracni stll zadavatel dle zkuSenosti nepovaZuje
z technického hlediska za rovnocennou nahradu.

K dotazu ¢. 17:

Pozadavek na dekonvoluci zadavatel nepovazuje za nezbytny, proto nebude doplnén do technické
specifikace.

Prodlouzeni lhiity pro podani nabidek a otevirani nabidek

V souladu s ustanovenim § 99 odst. 2 zakona zadavatel prodluZuje lhiitu pro podani nabidek
do 10. 8. 2026 do 10:00 hodin.
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Otevirani nabidek: V souladu s ustanovenim § 109 odst. 1 zakona probéhne otevirani nabidek
po uplynuti lhQty pro podani nabidek. Vzhledem k tomu, Ze budou podavany pouze nabidky
v elektronické podobé, nebude se konat vefejné otevirani nabidek. Otevirani nabidek probéhne dne 10.
8. 2026 od 10:00 hodin na adrese VSB-TUO, budova CMV (dfive budova Business centra), Studentska
17/6202, 708 00 Ostrava v prostredi elektronického nastroje E-ZAK.

Prilohy:
Pfiloha €. 1 — upravena Technicka specifikace

Pfiloha ¢. 2 — upravené Obchodni podminky

V Ostravé dne dle data elektronického podpisu

M r Digitalné

g * podepsal Mgr.
Eva Burdova

Eva

Datum:

£ 2026.07.08
Burdova 09:20:16 +02'00'

Mgr. Eva Burdova
specialistka verejnych zakazek
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